Techniné specifikacija
NesSiojamas XRF spektrometras, skirtas dirvozemio metaly nustatymui, 1 komplektas.
Prietaisas skirtas greitam dirvoZemio metaly nustatymui jvairios paskirties Zeménaudose tiek lauko
salygomis (be sudétingo éminiy paruoSimo), tiek laboratorinémis salygomis, specialiai paruoSus
dirvoZemio éminius.

Sitilomas jrenginys turi biiti paruosStas tinkamam naudojimui bei atitikti Siuos reikalavimus:
Eil. Techniné

Nr. | charakteristika Reikalavimai
1 2 3
1 NeSiojamas Naujas jrenginys skirtas dirvoZemio elementinei sudéciai matuoti su
rentgeno paruoStomis kalibruotémis dirvoZemiui.
fluorescencijos
(XRF)
analizatorius
2 Ne maziau kaip 2 vnt. li¢io jony baterijy arba lygiaverciy, su
baterijos jkrovimo indikatoriumi. Turi buti galimybé pakeisti
.. baterijas neiSjungiant prietaiso. Vienos baterijos veikimo trukmé —
Baterijos < - Sy . .
ne maziau kaip 4 valandos. Kartu turi biiti pateiktas baterijoms
skirtas jkroviklis.
3 Su prietaisu turi biiti pateikiamas montavimo stendas, skirtas

prietaiso naudojimui ant stalo. Stendas turi biiti su apsauginiu
Matavimy stendas | gaubtu ir automatiniu matavimy sustabdymu atidarius dangtj.
Stendas turi biiti patogus transportuoti, ne sunkesnis kaip 10 kg ir ne
didesniy kaip 40 x 25 x 35 cm matmeny.

4 Kompaktiskas, mobilumui pritaikytas prietaisas, ne didesniy kaip
260 x 210 x 80 mm matmeny. Prietaiso svoris kartu su baterija — ne
didesnis kaip 1,5 kg. Kartu turi biiti pateikiamas déklas neSiojimui
prie dirZo.

Prietaiso dydis

5 Detektuojami Ne prasciau nei nuo Mg iki U.
elementai
6 Sidabro (Ag) ne maZiau 50 kV ir ne maZiau 500p A rentgeno
Saltinis spinduliy generatorius, ne mazZesnés nei 5W galios.
7 SDD tipo detektorius su integruotu Peltier arba lygiaverciu
termoelektriniu auSinimu. . Ne didesnés nei 140 eV spektrinés
Detektorius skyros (rezoliucijos). Detektoriaus signalo kaupinimo greitis ne

maZesnis nei 500000 cps. Detektorius apsaugotas ne storesniu nei 1
pm grafeno langeliu.

8 Prietaisas turi turéti automatiskai pagal pasirenkamg matavimo
Filtrai programg keic¢iamus filtrus. Turi biiti komplektuojama su ne maziau
nei 6 tokiais filtrais.
9 Prietaisas turi turéti ne maziau kaip vieng matavimo tasko
. . kolimatoriaus) dydj. Jei naudojami keiCiami ar programiskai
Kolimatorius ( ) dydi ) prog

pasirenkami kolimatoriai, jy turi biiti ne maziau kaip 2. Standartinis
matavimo taSko skersmuo — ne didesnis kaip 8 mm.

10 1 integruota foto kamera méginio mikro (matavimo tasko)

Meéginio stebésena | fotografavimui. Fiksuotos fotonuotraukos turi biiti iSsaugomos kartu
su matuotu spektru.




11 | Duomeny Ne maZziau kaip USB ir WiFi.

perkélimo jungtys

12 Programiné jranga duomenims perkelti su galimybe apdoroti
duomenis Microsoft Exel ar lygiaverte programa ir atsispausdinti
sertifikatg. Progaminé jranga spektry analizei ir prietaiso valdymui
kompiuteryje, neribotas programinés jrangos jdiegimy skaicius.
Turi biiti galima atvaizduoti prietaiso integruoto kompiuterio vaizda
iSorinio kompiuterio ekrane.

Priedai Ne maZiau 100 vnt. papildomy apsauginiy langeliy
Déklas/lagaminas talpinantis matavimo stenda ir prietaisq, patogiam
ir saugiam transportavimui.

Ne maziau kaip 500 vnt. sukomplektuoty méginiy indeliy, skirty
biriy, granuliuoty ir milteliniy méginiy talpinimui bei analizei
rentgeno fluorescenciniu (XRF) analizatoriumi.

Irenginio DirvozZemio analizés reZimas turi apimti bent Siuos elementus

kalibracijos (pageidautina — kuo platesnj papildomy elementy spektra): Ag, Mo,
Zr, Sr, Rb, U, Th, As, Se, Hg, Au, Pb, W, Zn, Cu, Ni, Co, Fe, Mn,
Cr, V, Ti, Sc, Ca, K, S, Ba, Cs, Te, Sb, Sn, Cd, Pd.

13 | Apsauga Ne Zemesné kaip IP 54.

14 | Kompiuteris Gamintojo reikalavimus atitinkantis neSiojamas kompiuteris bet ne
mazesnis nei 16 coliy, matinio ekrano, ne maziau 16Gb DDR5
operatyviosios atminties, ne maZiau 512 Gb SSD atminties, Intel
ARC are lygiaverté grafiné sasaja. Operaciné sistema.

15 | Garantija Ne maZiau kaip 24 ménesiy nuo prekiy perdavimo-priémimo akto
pasiraSymo dienos

16 | Mokymai ir Kwvalifikuoti jrangos naudojimo mokymai, trunkantys ne maZziau

konsultacijos kaip 8 val., bei ne maziau kaip 8 konsultacijos.

17 | Sertifikatai, Instrukcija angly arba lietuviy kalba;

kokybeés CE Zenklinimas

reikalavimai
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